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摘要(译)

课题为：提供一种即使在被测量体的表面和内面之间存在很多空孔或无
用回波很多的环境中，也能够利用超声波以良好的精度测量厚度的厚度
测量装置。解决手段为：皮质骨厚度测量装置(1)具备：振子(24)、接收
波形存储部(50)、回波波形合成部(51)、内面聚焦波形取得部(52)和厚度
算出部(53)。振子(24)被多个排列配置，各自能够收发超声波。回波波形
合成部(51)一边扫描超声波波束的聚焦位置，一边合成接收波形存储部
(50)中事先存储的各个振子(24)的接收波形，从而取得对应该超声波波束
的回波波形。对于得到的回波波形由内面聚焦波形取得部(52)评价的结果
若被判定为波束在皮质骨(10)的内面良好地聚焦，则厚度算出部(53)基于
该回波波形，算出皮质骨(10)的厚度。
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